
原因究明から対策までお任せください
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X : parts per Million : Phosphorus31
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24-317-10_KRI-A1 パネル

電材、半導体分野の表面・界面課題を解決
～固体NMRによる表面修飾層の見える化～

株式会社 ＫＲＩ　スマートマテリアル研究センター　mail：smdi＠ml.kri-inc.jp

応用事例

固体NMR（核磁気共鳴）にできること


